—HERBRRETRZER .;‘;9‘

RiiEEEsS

| X0t = teeiflls v &
Ji> oA Wk vy el o £ €

B TERR - KRR T H. Lin
IR0 - THAREAMEER(MCL/TRI) S BT DT E RE
BFE - BT SEABINTU) B8 1
BHR : —HEEEER o - EYEREERREs

1895 f@Z(Rontgen) 32 IRXOY - ARXYCEBSZEIE LI TIFRISEIT A - /8EIRY
R B IR B Z B RIS TR REEER T FHK » (/N BAIXFZREREN = HEEERE
FRIFEGD X-ray CT) » BEIFIIE BFEEMMIEHRBLUR BRSNS EBETREN =B » [
FFEECSTEDTEN - E— TS BB ER 2D D DT - EERAREFRAEDSE ~ 78
2% ~ REERBILIR BEMBSEE O BRE MR - TERMARRAEEEREZENIR2017
FEE T ZREX = AKENEFEMMultiscale X-ray Nano Computed Tomography)s% {fEIEES »
FRAPIFTRIAE L EMRIFEEE3 7588 XA =SB R S DML ETIER) — X288 - UiEHE
EREBRES DIV ~ ZIMHE -~ ZBMHEILIREBEMRFESE DENBEEIFENYE
A% -

EEBEACTR L2017 EMRIRA340/83E7T » LAPUKESBEGE ~ Siemens ~ PhilipsAK Toshiba
MEXRES - MalE=KETEREEDE SABN R B RIS/ E - WZEISS ~ GE * Bruker
YXLON - HERMISUERIEME2017FAVRREEE384(837T - EINTE3DENE R iEiaAl
RigpVEIERE R EHRI I TRERFT—R] - BEEMIVER DR ELIERERN A RERTE
FMETIIN ©

KEA T =R RIREBMIAR CIER ) RINEBR SRMASEEN - RSB HERAEN

EEMBAES BN RIRRIREEEN - 1B TR IARISEIR ~ MRIER SR AR bR AR F K EA A 25 U HY 55 1
e - BIESERE=MEHER » K A EANRAEEREIBSERNTENTKEER
o EERMERSREN =R AR BN EEM BEEEY) i3S - HiX-ray CTRMFAZEHPRE
ERVRIERIREE T XOEIR ~ f@Algs - EREBILLIRERERIVITEERRS » B2 LERE
FREFFMITHE - SHAEERImSEH - %%%Euuﬁﬁ?”%ﬁ% » EYEM3DENE AT ETEER PR AR ~
OERIEERET » AR EEMBISE FRRRRIBIALNIRIASEAVERR o M3DASTBERATEINPR 3 8EfEMA
REVFRZENEREIYRRIEL » CEMASRINER L » UNE T REPFINNI R EILIR
TEREMINRE - SERENETIEFEEESUUF A EIFRET BEEEIT3DIEE L S BEAT
ERRATEIYIZE - ZREORMEIEEET ~ BN ERERE LIRERARFME CAVEERE - RIS BRY
RYERBITTHE °

Xt =#ER RS IR SRR T A R S T B FR 2 B2 R AR TS ER R FE AR A el S -
IHECIAST B X RESUIR (B E IR RV S BUAR TS » IR E/Z/MRT B Em CRVFES - ﬂﬁTmJ
At EREFAR TR —TEE -8

MRHEFRE  https://www.materialsnet.com.tw

TEMRESS
39157
2019/07

057



